
Lunes 20 de octubre de 2014 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     37 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-R-10867-SCFI-2014, NMX-R-10929-SCFI-2014, 
NMX-R-27687-SCFI-2014, NMX-R-80004-1-SCFI-2014 y NMX-R-80004-3-SCFI-2014. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS NMX-R-10867-SCFI-2014, NMX-R-10929-SCFI-2014, 
NMX-R-27687-SCFI-2014, NMX-R-80004-1-SCFI-2014 Y NMX-R-80004-3-SCFI-2014. 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los 
artículos 34 fracciones II, XIII, y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3 fracción X, 
51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 45 y 46 del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracción I, IX y XXI del Reglamento Interior de esta 
Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para estos efectos, 
expide la declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se enlistan a continuación, mismas que han 
sido elaboradas, aprobadas por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Nanotecnologías, lo que se 
hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto 
completo de las normas que se indican puede ser adquirido en la biblioteca de la Dirección General de 
Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, 
Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México o en el catálogo electrónico 
de la Dirección General de Normas: http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx 

Las normas mexicanas NMX-R-10867-SCFI-2014, NMX-R-10929-SCFI-2014, NMX-R-27687-SCFI-2014, 
NMX-R-80004-1-SCFI-2014 y NMX-R-80004-3-SCFI-2014, entrarán en vigor 60 días naturales después de la 
publicación de esta Declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-R-10867-SCFI-2014 

Nanotecnologías-Caracterización de nanotubos de carbono de una capa 
(NTCUC) mediante espectroscopia de fotoluminiscencia en el infrarrojo 
cercano 

(EFL-IRC) 

Campo de aplicación 

Esta Especificación Técnica ofrece orientación para la caracterización de nanotubos de carbono de una 
pared (NTCUC) usando espectroscopia de fotoluminiscencia en el infrarrojo cercano (EFL-IRC). 

Esta norma mexicana describe un método de medición para la determinación de los índices quirales de 
NTCUC semiconductores en una muestra y sus intensidades integradas relativas de fotoluminiscencia. 

El método puede ser extendido para estimar las concentraciones de masa relativas de NTCUC 
semiconductores en una muestra a partir de mediciones de intensidades integradas de fotoluminiscencia y 
el conocimiento de sus secciones eficaces para FL. 

Concordancia con Normas Internacionales 

Esta norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma Internacional 
sobre el tema tratado. Esta norma coincide totalmente con la especificación técnica ISO/TS 10867:2010 
Nanotechnologies-Characterization of single-wall carbon nanotubes using near infrared photoluminiscence 
spectroscopy 
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CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-R-10929-SCFI-2014 
Nanotecnologías-Caracterización de muestras de nanotubos de carbono de 
múltiples capas (NTCMC) 

Campo de aplicación 

Esta norma mexicana identifica las propiedades físicas y químicas básicas de los nanotubos de carbono 
de múltiples capas  (de aquí en adelante, NTCMC) y el contenido de impurezas que caracterizan las 
muestras de NTCMC, y muestra los principales métodos de medición disponibles para la industria en la 
determinación de estos parámetros. 

Esta norma mexicana ofrece una base firme para la investigación, desarrollo y comercialización de estos 
materiales. La preparación de las muestras y el protocolo de medición no están incluidos en esta norma 
mexicana. 

Concordancia con Normas Internacionales 

Esta norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma Internacional 
sobre el tema tratado. Coincide totalmente con el reporte técnico ISO/TR 10929 Nanotechnologies-
Characterization of multiwall carbon nanotube (MWCNT) samples: 2012 
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CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-R-27687-SCFI-2014 
Nanotecnologías-Terminología y definiciones para nano-objetos-
Nanopartícula, nanofibra y nanoplaca 

Campo de aplicación 

Esta norma mexicana lista términos y definiciones relativas a partículas en el campo de las 
nanotecnologías. Tiene el objetivo de facilitar las comunicaciones entre organizaciones e individuos en
la industria y aquellos con quienes interactúan. 
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Concordancia con Normas Internacionales 

Este proyecto de norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir Norma 
Internacional sobre el tema tratado. Esta norma coincide totalmente con la especificación técnica ISO/TS 
27687:2009  Nanotechnologies-Terminology and definitions for nano-objects-Nanoparticle, nanofibre and 
nanoplate. 
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CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-R-80004-1-SCFI-2014 Nanotecnologías-Vocabulario-Parte 1: Conceptos básicos 

Campo de aplicación 

Esta norma mexicana lista las definiciones y términos relacionados a los conceptos básicos en el campo 
de las nanotecnologías. El objetivo del presente documento es facilitar la comunicación entre las 
organizaciones y los individuos en la industria y aquéllos que interactúan con ellos. 

Concordancia con Normas Internacionales 

Este proyecto de norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir
Norma Internacional sobre el tema tratado. Coincide totalmente  con la especificación técnica
ISO/TS 80004-1 :2010 Nanotechnologies-Vocabulary —Part 1: Core terms 
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CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-R-80004-3-SCFI-2014 Nanotecnologías-Vocabulario-Parte 3: Nano-objetos de carbono 

Campo de aplicación 

Esta norma mexicana contiene términos y definiciones relacionadas a nano-objetos de carbono en el 
campo de las nanotecnologías. Tiene el propósito de facilitar las comunicaciones entre organizaciones e 
individuos en la industria y aquellos que interactúan con ellos. 

Concordancia con Normas Internacionales 

Este proyecto de norma mexicana no coincide con ninguna Norma Internacional por no existir
Norma Internacional sobre el tema tratado. Coincide totalmente  con la Especificación Técnica
ISO/TS 80004-3 :2010 Nanotechnologies-Vocabulary —Part 3: Carbon nano-objects. 
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México, D.F., a 11 de septiembre de 2014.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la 
Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica. 

 

 

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CH-068-IMNC-2014. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas. 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-CH-068-IMNC-2014 
MATERIALES DE REFERENCIA-PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES DE TRABAJO DE PH (CANCELA A LA  
NMX-CH-068-IMNC-2010). 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 3 fracción X, 51-A, 51-B y 54 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 43; 44 y 46 del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX y XXI del Reglamento 
Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del proyecto de norma mexicana que se enlista 
a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Comité Técnico de Normalización Nacional en 
Metrología coordinado por el Organismo Nacional de Normalización denominado Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, A.C. (IMNC). 

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este proyecto de 
norma mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales 
los interesados presenten sus comentarios ante el seno del Comité que lo propuso, ubicado en Manuel María 
Contreras número 133, 6o. piso, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. o al 
correo electrónico normalización@imnc.org.mx 

El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas 
de esta Secretaría, ubicada en Avenida Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, 
Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México o en el Catálogo Mexicano de 
Normas que se encuentra en la página de Internet de la Dirección General de Normas cuya dirección es 
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA 

PROY-NMX-CH-068- IMNC-2014 
MATERIALES DE REFERENCIA-PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES DE 
TRABAJO DE PH (CANCELA A LA NMX-CH-068-IMNC-2010). 

Síntesis 

Este proyecto de norma mexicana establece los procedimientos para la preparación de disoluciones de 
trabajo de pH. Cabe aclarar que los valores de pH asignados a estas disoluciones son nominales, no son 
trazables a las unidades del SI y de ningún modo reemplazan el uso de materiales de referencia 
certificados. El usuario debería determinar si son adecuadas para un propósito específico. 

 

México, D.F., a 10 de septiembre de 2014.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la 
Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica. 


